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SOBRE O
CATALOGO

A Coordenadoria de Inovacdo da UDESC CCT oferece um
catdlogo completo de equipamentos avangados e
tecnolbgicos. Esse catdlogo serve como uma fonte central
para individuos e profissionais interessados em explorar e
utilizar tecnologias inovadoras para impulsionar seus
projetos e iniciativas.
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A andlise Termogravimétrica (TGA) é uma técnica termoanalitica que mede a

®
Ana I Isador variag@o de massa da amostra (perda ou ganho) em fungéo da temperatura ou

tempo de aquecimento, em ambiente controlado.

Termog rGVimét rico O equipamento é composto por uma microbalangca que mede a massa da

amostra durante o ensaio. Com a mudanga de temperatura, diversos fendbmenos

podem ocasionar a perda efou ganho de massa, como oxidagdo, desidratacdo,
combustdo, decomposi¢do, dentre outras reagées que envolvam perda de massa.

Através dessa técnica é possivel estudar a estabilidade térmica e oxidativa de
materiais, determinar o teor de umidade, de conteddo voldtil, de cinza residual e de
carga inorgdnica, além de auxiliar na identificagdo da composicdo de materiais
multicomponentes.

A técnica pode ser aplicada em diferentes
tipos de materiais, desde amostras orgdnicas
como produtos alimenticios, solos, madeira, gel,

Modelo: TGA55 plasticos e carv@o, até amostras inorgdnicas

Fabricante: TA Instruments
Faixa de temperatura: ambiente até 1000°C

como cerdmicas.
As amostras podem ser sélidas (pellet, filme,

fibra, pd), liquidas, gel ou pasta.

Taxa de aguecimento: até 100 °C/min -
(Padréo: 10°C/mim)
Atmosfera: Nitrogénio ou outras condi¢cées sob

Amostras sblidas devem ser preparadas de
forma que apresentem o0s menores grdos

consulta - (Padréo: Nitrogénio) possivels.

Cadinho de amostra (panela): Platina
(capacidade méaxima 20 mg




OBSERVACOES
o

Servico sujeito a cobranga: verificar valores antes de solicitar o pedido.

Fornece-se nota fiscal e boleto.

Entrega dos resultados estimada entre 2 a 3 semanas apds o recebimento das

amostras* no laboratério. Esse prazo poderd sofrer variagdo, a depender da demanda.
Os dados serdo enviados em um arquivo Excel. Ao realizar o envio das amostras para
o Laboratério de Andlise Instrumental (LAI) pelos Correios, encaminhar aos cuidados
(A/C) de:

Marindia Decol

Elvis Naoto Nishida Correia

Para preservagdo do equipamento, priorizamos o aquecimento até 800°C.

Condi¢cdes de aquecimento acima desta temperatura serdo avaliadas.

Amostras contendo elevados teores de residuo de solventes devem ser

previomente secas. Amostras contendo perdxidos, percloratos, nitratos, monémeros
volateis, PVC (Policloreto de vinila), ndo podem ser analisados por representarem risco
para a integridade do equipamento.

Para andlises com aquisi¢do de dados em condigdes mais especificas, contatar
a responsdvel pelo equipamento: prof® Dr® Marcia Meier - e-mail:
marcia.meier@udesc.br

*Obs: Amostras liquidas devem ser bem acondicionadas, para evitar vazamentos
durante o transporte pelos Correios.

Cromatografo a Gas
Acoplado ao Espectro-
metro de Massa

CG-MASSAS

sAtiiam o

Modelo: GC-MS QP2010
Ultra
Fabricante: SHIMADZU




ESPECIFICAGOES
E OBSERVAGOES

Inje¢gdio da amostra: modo Split 1:50
Temperatura do injetor: 280 °C

Vazéo do gds de arraste: 1,3 mL/min
Temperatura inicial do forno: 40 °C (1 min)

Temperatura final do forno: 300 °C (1 min)

Temperatura da fonte de ions: 200 °C

Temperatura de interface: 300 °C

Taxa de aquecimento: 10 °C/min

Tempo de andlise: 26 min

Faixa de andlise de massas: 40-400 m/z

Tipo de amostra a ser analisada: organicas volateis e
com pontos de ebulicdo abaixo de 400 °C (amostras
liquidas, sélidas e 6leos)

O equipamento de cromatografia a gds acoplado ao espectrometro de massas
consiste na andlise de amostras que sdo volatilizadas e arrastadas por um gds inerte &
coluna cromatogrdfica, que realiza a separagdo de cada componente em fungéo da
interagcdo com a coluna e a temperatura.

Com esta técnica & possivel, de forma qualitativa, determinar componentes
orgdnicos presentes na amostra, através do indice de reten¢do e busca do espectro de
massas pela biblioteca NIST (National Institute of Standards and Technology).

Também é possivel através deste equipamento, realizar determinacdo de
concentragdéo dos componentes, a partir da constru¢gdo de curvas de calibragdo
contendo os padrdes das substdncias que se deseja determinar.

Servigo sujeito @ cobranca: verificar valores antes de solicitar o pedido.
Fornece-se nota fiscal e boleto.

Entrega dos resultados estimada entre 2 a 3 semanas apds o recebimento das
amostras* no laboratério. Esse prazo poderd sofrer variagéo, a depender da demanda.
Os dados serdo enviados em um arquivo .qgd. N&do inclui andlise de dados e
interpretagcdo dos resultados. Ao realizar o envio das amostras para o Laboratério de
Andlise Instrumental (LAI) pelos Correios, encaminhar aos cuidados (A/C) de:

Marindia Decol

Elvis Naoto Nishida Correia

A amostra, mesmo em solvente orgdnico, ndo poderd conter nenhum tragco de

acidos minerais (acido nitrico, cloridrico, fluoridrico, sulfarico, etc) ou bases minerais
(hidréxido de sédio, potdssio, etc) A amostra ndo deve conter substdncias néo
cromatografaveis (dgua, proteinas, material particulado, polimeros, aclcares, etc).
Amostras aquosas ndo serdo injetadas em hipdtese alguma.

O solvente no qual foi diluida a amostra deve ser indicado, devendo ser grau
HPLC. Cada amostra deve ter uma identificagcdo com um cédigo legivel, e com volume
minimo de 1 mL, acondicionado em frasco fechado.

Condicées especiais de andlise (exemplo: varredura de massas ou

monitoramento de ions selecionados, temperatura de inje¢do e programacgdo do forno
da coluna e vazdo de fase mével) devem ser indicados. Do contrdrio, condigées padréo
serdo utilizadas. Para andlises com aquisi¢do de dados em condigcdes mais especificas,
contatar a responsdvel pelo equipamento. Prof. Dr Edmar Martendal - e-mail:
edmar.martendal@udesc.br

*Obs: Amostras liquidas devem ser bem acondicionadas, para evitar vazamentos
durante o transporte pelos Correios.



Difratometro de Raios-X
DRX

Solicitacdo: https

Modelo: XRD-6000
Fabricante: SHIMADZU

Operacdo: Tubo de cobre

Tipo: vertical, com faixa de varredura de 4 a 120

graus (2Q)
Equipamento com disponibilidade de acessoério

para andlise de filmes finos e andlise de filtros

A técnica de difragdo de raios-X é utilizada principalmente na determinagdo da
estrutura cristalina de materiais sélidos. Estd baseada no fendmeno de difragdo onde
os raios-X incidem sobre um cristal e interagem com os dtomos dispostos em padrdes
regulares. A difragdo resultante produz um espectro de difragcdo caracteristico para
cada tipo de estrutura cristalina.

A técnica tem uma ampla gama de aplicagdes tecnolégicas, sendo que a
infraestrutura instalada neste laboratério fornece resultados que podem ser utilizados
para determinagdo de estruturas cristalinas; andlise qualitativa de materiais, com
identificagdo das fases presentes; determinagdo de grau de cristalinidade em
polimeros, entre outros.

Pode ser utilizado em geologia (para andlise de minerais e rochas), engenharia
de materiais (para estudo de materiais metdlicos, cer@micos e poliméricos),
arqueologia (para estudo de artefatos antigos), ciéncia dos alimentos (para avaliar a
estrutura de proteinas e cristalizagdo em alimentos), Pesquisas em nanotecnologia
(auxiliando na caracterizacéo de nanoestruturas).

Deve-se destacar que quanto menor a quantidade de material fornecido menor
a qualidade dos resultados obtidos. Amostras monoliticas devem ter dimensdes
inferior a 2,5 cm.

A técnica pode ser aplicada em materiais no
estado soélido, preferencialmente na forma de po,
podendo ser utilizadas amostras monoliticas, desde
que estas apresentem superficie de andlise plana.

Amostras na forma de pdé devem ser fornecidas
moidas com granulometria reduzida, permitindo a
compactacdo do material no porta amostras. A
quantidade de material necessaria para andlise é

de aproximadamente 10 gramas.
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Espectrometro de Fluo-
rescéncia de Raios-X por
Energia Dlsperswa

FRX

ey engan gy g -."\

Modelo: EDX-720

Fabricante: SHIMADZU

Operacgdo: Permite a andlise qualitativa e
quantitativa de elementos com pesos atdmicos
entre Na(Sédio) e U(Uranio)

O equipamento possui um tubo de raios-X com

dnodo de Rh(Rédio) que opera entre 5-50 kV e

xS 10

O espectrémetro de fluorescéncia de raios-X por energia dispersiva (EDXRF) é
uma técnica analitica usada para determinar a composicéo elementar de materiais.
No ensaio a amostra é irradiada com raios-X de alta energia promovendo a emissdo
de raios-X fluorescentes caracteristicos de cada elemento presente na amostra.

O sinal emitido pelo material & captado por um detector identificando os
elementos presentes na amostra com base em suas energias caracteristicas. A
intensidade dos sinais pode ser relacionada a concentracdo dos elementos presentes
permitindo a quantificagcdo da composicdo elementar.

A técnica pode ser aplicada em materiais na
forma sdlida, liquida ou em p6. Os tamanhos
maximos das amostras permitidas sdo 300 mm
de didmetro e 150 mm de altura.

A técnica pode ser empregada também para
medida de espessura de filmes depositados na
superficie de componentes e para analisar
amostras retidas em filtros. Para isto, deve ser
fornecido juntamente com a amostra, uma

amostra do filtro.
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Du ramet ro ZwickIRoeII A série de durébmetros DuraScan G5 atende vdarios ramos da inddstria, como

metalurgia (produtores de matéria-prima e tratamento térmico), automotivo,

aeroespacial, ramo académico, institutos e agéncias governamentais, tecnologia
D U RASCAN 5 O G 5 médica (materiais cer@micos e odontolégicos) e laboratérios de ensaios mecanicos.
Atua com carga de Faixa de carga 0.098-612.9 N (0.01-62.5 kgf).

Por ser utilizado para caracterizagdo mecdnica de materiais metdlicos, o
equipamento atende diferentes pesquisas nas dreas de Fisica, Quimica, Engenharia
Mecdnica e Ciéncias dos Materiais. Particularmente, esta € uma ferramenta importante
para o estudo de materiais metdlicos como caracterizar a dureza de filmes finos, perfil

de dureza em camadas cementadas, nitretadas e boretatadas, as quais sdo obtidas
por tratamentos termoquimicos de difusdo

Tipo de amostra a ser
analisada: Amostras de

materiais metadlicos polidos até

alumina de um micrometro.

Pelo menos duas faces da

amostra devem ser paralelas.

Dimensdes maximas das O servigco de andlise
solicitagéo: https://www.cct.udesc.br/?idFormulario=710 amostras:10x10x10cm3 e de microdureza
minimas 1x11cm3. 0 Vickers ou Knoop seré
Yol [Tel{e o} {=Ne [FIVI W1 oT-Yel |i{ole |« [ requisitado mediante
condi¢cdes de ensaio: carga e a solicitagdo via
tempo de permanéncia na formulario disponivel
carga maxima. no site de centro
multiusudrio

Equipamento para medidas de:

 Dureza Vickers conforme DIN EN ISO 6507, ASTM
E384, ASTM E92

« Dureza Knoop conforme DIN EN ISO 4545, ASTM E384,
ASTM E92
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Espectrofotometro de
Fotoelétrons Excitados
por Raios-X

K-ALPHA

Thermo

SCIENTIFIC

Marca: Thermo Scientific

Fonte de raios-X: Al Ka (hv = 1486,6 eV)
Andlises realizada com presséio base abaixo de
5x10-8 mBar

Possiblidade de ajuste em pass energy, step
size, dweel time e nUmero de scans

xes 14

Este equipamento é utilizado para andlise quimica de superficies. O aparelho
opera em ultra-alto vacuo, onde raios-X monocromaticos incidem sobre a superficie
da amostra, arrancando elétrons dos orbitais internos dos dtomos. A energia destes
fotoelétrons é medida de modo a determinar sua energia de ligagdo. Estes fotoelétrons
s@o provenientes apenas da superficie da amostra (~ 10 nm).

A partir da andlise do espectro em fungdo da energia de ligagdo & possivel
identificar os elementos presentes, quantificar a composi¢cdo quimica e determinar o
estado quimico, ou seja, identificar e quantificar as ligagdes quimicas entre os dtomos.

OBSERVACOES
o

Permite a andlise de amostras com dimensdo méaximade 5cmx5cme 2cm de
altura, sendo a dimensdo ideal de drea de1cm x1cm. Em caso de amostra em pod, exige
pelo menos 0,5 cm?® de cada amostra. Analisa metais, cerGmicas e polimeros, ndo

sendo possivel andlise de materiais no estado liquido.

Servico sujeito a cobranga: verificar valores antes de solicitar o pedido.
Fornece-se nota fiscal e boleto.

Amostras podem ser enviadas para o laboratério pelos Correios. Entrega dos

resultados estimada entre 4 e 6 semanas apds o recebimento das amostras no
laboratério. Dados podem ser fornecidos na extensdo xIs., vms., vgd. N&o inclui andlise
de dados e interpretagdo dos resultados.



Espectrofotometro
UV-VIS-NIR

Solicitagao: hitps:/ /www.cct.udesc.br/?idFormulario=569. |

Modelo: UV3600PIlus

Fabricante: SHIMADZU

Faixa de comprimento de onda: 190
até 3300 nm (liquidos), sélidos (220
até 2600nm)

Modos de aquisi¢éo de dados:
Espectro (transmiténcia,
reflecténcia e absorbdancia)

O equipamento possui uma 6tica de duplo feixe com fontes de radiagéo que
empregam lampadas de filamento de tungsténio (regido do visivel e infravermelho
préximo) e de vapor de deutério para a regido do ultravioleta. Seu sistema de detecgdo
de sinal consiste em trés detectores independentes (tubo fotomultiplicador para o
UV-VIS, e de semicondutores - InGaAs e PbS, para a regido do NIR). Para medidas em
solugdo, o equipamento dispde de um sistema multicubetas automatizado
(capacidade de 06 amostras) que permite ainda a variacdo controlada de
temperatura entre 16 e 60 °C.

O equipamento possui um ISR-603 modulo externo onde medidas de amostras
no estado sélido podem ser feitas tais como reflet@ncia difusa, refletdncia especular,
além de medidas de transmissdo de liquidos, sélidos e filmes na regido espectral de
220 € 2600 Nnm.

O equipamento é capaz de
analisar amostras liquidas e
s6lidas. Amostras sélidas
devem estar em formato de
po fino ou filmes finos

(polimeros, tecidos)

Os espectros obtidos podem ser usados em andlises
qualitativas e quantitativas, e fornecem informacgdes a
respeito da estrutura das moléculas. Possui uma grande
diversidade de aplicacdes na darea de pesquisa e
também para fins profissionais, entre estas: medig¢do de
transmitéincia e cor de materiais plasticos e téxteis,
medicdo de reflexdo de filmes multicamadas, medicdes
de transmiténcia e refletdncia de tecidos, medi¢cdo da
refletdncia de tintas, ciéncias forenses, entre outros.




OBSERVACOES
o

Servico sujeito @ cobranga: verificar valores antes de solicitar o pedido.

Fornece-se nota fiscal e boleto.

Entrega dos resultados estimada entre 2 a 3 semanas apds o recebimento das

amostras* no laboratério. Esse prazo podera sofrer variagéo, a depender da demanda.
Os dados serdo enviados em um arquivo .dpt (bloco de notas). Ao realizar o envio das
amostras para o Laboratério de Andlise Instrumental (LAI) pelos Correios, encaminhar
aos cuidados (A/C) de:

Marindia Decol

Elvis Naoto Nishida Correia

Para andlises com aquisicdo de dados em condi¢gdes mais especificas, contatar

a responsdvel pelo equipamento. Prof. Dr Fernando Xavier - e-mail:
fernando.xavier@udesc.br

*Obs: Amostras liquidas devem ser bem acondicionadas, para evitar vazamentos
durante o transporte pelos Correios.

Espectrometro

FT-IR

Modelo: INVENIO S
Fabricante: Bruker

NUmero de scans: 32
Resolugdo: 4 cm®
Faixa de andlise: 4000-400 cm™



m

O espectrédmetro FT-IR INVENIO S (Bruker) possui dois médulos para a andlise de
amostras: ATR (Reflecténcia Total Atenuada, do inglés Attenuated Total Reflectance) e
pelo médulo de KBr (amostra diluida em pastilha de brometo de potdssio).

O mbdulo de ATR consiste na atenuacdo da incidéncia de radiacdo de
infravermelho sobre a amostra, que posteriormente é registrado como um espectro de
infravermelho (transmit@ncia por nimero de onda). O moédulo de KBr consiste na
incidéncia da radiagdo de infravermelho sobre a amostra diluida em uma pastilha de
brometo de potdssio (KBr) previamente preparada.

Os dados sdo registrados como um espectro de infravermelho (transmiténcia
por nimero de onda). Através desta técnica, podem ser obtidas informagées como:
presenca/auséncia de grupos funcionais, pureza de compostos orgdanicos,
identificagdo de misturas, funcionalizagcdo de matrizes poliméricas, incorporagdo da
amostra sobre uma matriz (tecido, filme, polimero), controle de qualidade de
matérias-primas.

As andlises podem ser realizadas para amostras na forma liquida (solucées
aquosas), filmes, pds, géis, 6leos, pastas, cremes, pigmentos, polimeros, cer@micas,
produtos sintéticos, nanoparticulas e amostras da drea forense. Para as andlises
através do mddulo de ATR, as amostras sélidas devem possuir no méximo 20 mm de
espessura. Amostras sélidas que ndo possuirem formato de filme deverdo ser
maceradas em um po fino.

OBSERVAGOES

N

Servico sujeito @ cobrancga: verificar valores antes de solicitar o pedido.
Fornece-se nota fiscal e boleto.

A entrega dos resultados é estimada entre 2 a 3 semanas apds o recebimento
das amostras* no laboratério. Esse prazo poderd sofrer variagdo, a depender da
demanda. Os dados seréo enviados em um arquivo .dpt (bloco de notas), que poderd
ser aberto e analisado em software como Excel ou Origin. Caso o usudrio deseje, poderd
receber um espectro com as bandas principais em .pdf. Ndo inclui andlise de dados e
interpretagdo dos resultados. Ao realizar o envio das amostras para o Laboratério de
Andlise Instrumental (LAI) pelos Correios, encaminhar aos cuidados (A/C) de:

Marindia Decol

Elvis Naoto Nishida Correia

Amostras muito escuras (nanotubos de carbono, grafeno e 6xidos de grafeno)
possuem limitacdes pelo método de ATR, sendo necessdrio o preparo das amostras por
pastilha de KBr.

Para andlises com aquisi¢do de dados em condi¢gdes mais especificas, contatar
a responsdvel pelo equipamento. Prof® Dr® Karine Naidek - e-mail:
karine.naidek@udesc.br

*Obs: Amostras liquidas devem ser bem acondicionadas, para evitar vazamentos
durante o transporte pelos Correios.



Gonidometro/tensiémetro
automatizado
RAME-HART

Goniémetroftensiometro automatizado

Rameé-Hart modelo 590 para medidas de tenséo
superficial de liquidos, molhabilidade e energia

de superficie de solidos

Utilizado para medida de molhabilidade e energia de superficie de sdlidos
através do método de gota séssil. O sistema também permite a andlise da tensdo
superficial de liquidos através do método de gota pendente.

O equipamento & controlado via computador, permitindo o controle do volume
da gota e andlise da absor¢gdo de liquidos por materiais porosos, assim como da
histerese do dngulo de contato pela inclinagdo do porta-amostra.

OBSERVACOES
.

As amostras devem ter dimensd@o mdaxima de 5 x 5 cm. Para medidas de energia

de superficie de sdlidos, diferentes liquidos precisam ser usados, o que acarreta na
necessidade de insumos quimicos.

Servico sujeito a cobranga: verificar valores antes de solicitar o pedido.

Fornece-se nota fiscal e boleto.

Amostras podem ser enviadas para o laboratério pelos Correios.
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Microscopio Eletrénico
de Varredura

MEV-FEG

Tipo: Field Emission Gun (MEV-FEG)

Modelo: JSM-6701F

Sistema de microanadlise: por EDS (Energy Dispersive
X-ray Spectroscopy) utilizado para quantificagéo e
mapeamento quimico. O Microscépio permite
resolugéio sub nanométrica.

- wev-ree TN

O microscopio eletrénico de emissdo de campo (MEV-FEG) é um instrumento de
andlise de alta resolugdo amplamente utilizado em vdarias dreas cientificas e
industriais. O equipamento oferece imagens de alta definicdo com resolugdo
nanométrica, permitindo a observagdo de detalhes finos em uma ampla variedade de
amostras.

E utilizada para andlise superficial de materiais metdlicos, poliméricos,
cer@micos, compdsitos ou bioldgicos. A técnica pode ser empregada para analisar
materais nanoestruturados; para andlise de falhas e microandlise de composic¢do.

A técnica pode ser aplicada em materiais na forma sélida ou em pd. Todos os
materiais devem ser livres de umidade ou componentes volateis. Amostras ndo
condutoras devem ser processadas para permitir a sua observagdo.

As dimensdes da amostras devem ser definidas de acordo com o tipo de
material e tipo de andlise que se pretende fazer, devendo ser consultado o corpo
técnico do laboratério para definicdo do procedimento de preparacdo das amostras.
Importante destacar a preparacdo das amostras é de responsabilidade do interessado

e que a qualidade dos resultados depende muito deste preparo.

OBSERVAGOES
o

Servico sujeito a cobranga: verificar valores antes de solicitar o pedido.
Fornece-se nota fiscal e boleto.

Amostras podem ser enviadas para o laboratério pelos Correios. Realizagdo dos

ensaios mediante agendamento, preferencialmente com a presengca de um
responsdvel pelas amostras.

Preparacdo de amostras sob responsabilidade do responsdvel pelas amostras.

Nd&o inclui andlise de dados e interpretacdo dos resultados.
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Microscopio Eletrénico
de Transmissdo
MET -

I‘ -

Modelo: JEM 2100

Marca: JEOL

Voltagem de aceleragéo maxima: 200 kV
Magnificagéo: 10.000x a 1.200.000x

Estagio goniométrico: médulo de inclinagéo duplo
de £30°

Andlise de raios-x (EDS): sistema de
espectrometria por dispers@o de energia
Resolucdio de ponto: 0,23 nm

Resolugdo de linha: 0,14 nm

Difragd@o de elétrons e canhdo de elétrons LaB6

-over TS

Esta técnica de microscopia é utilizada em andlises microestruturais por fornecer
desde informagdes superficiais até niveis atdmicos, como por exemplo: composi¢cdo
quimica, informacgdes cristalogrdficas, dispersdo de cargas e aditivos, avaliagdo de
fases dispersas em blendas, avaliagdo das fases de copolimeros, entre outros.
Acoplado com as técnicas espectroscopicas de dispersdo de energia caracteristica de
raios —X (EDS), o MET se converte num instrumento poderoso para andlise quimica,
qualitativa e quantitativa, com alta resolugdo espacial.

Assim como na Microscopia Eletrénica de Varredura (MEV), este ensaio também
utiliza um feixe de elétrons para formar as imagens da amostra em andlise, porém atua
com um mecanismo diferente. No equipamento de Microscopia Eletrénica de
Transmissdo (MET) existe um gerador de elétrons de alta tens@o que se deslocam
através de um tubo no vdcuo antes de serem convergidos por uma lente
eletromagnéticaq, focalizando os elétrons em um feixe muito fino. Este feixe penetra a
amostra, que por sua vez, € uma fina camada do material a ser analisado. Depois de
atravessar a amostra, o feixe gerado atinge uma tela fluorescente posicionada na
parte inferior do equipamento, onde a imagem da amostra é formada em diferentes
tons, de acordo com a densidade, espessura e difragdo. As imagens formadas sd@o
bidimensionais (diferentes daquelas formadas pelo MEV) e possuem um aumento de
centenas de milhares de vezes.

A técnica pode ser aplicada em materiais na forma sélida ou em pd. Amostras
sélidas precisam passar pela técnica adequada de preparagdo de amostra, onde esta
andlise exige que as amostras sejam muito finas (30 a 70 nm), para que o feixe de
elétrons seja capaz de atravessd-las. Portanto, para obter amostras com dimensdes
adequadas para o ensaio séo necessdarios alguns processos, como por exemplo o corte
da amostra. Amostras em po, precisam ser diluidas e dispersas em um solvente e
depositadas no porta amostra.

Assim, o processo de preparagdo de amostras para a realizagdo do ensaio € uma
das etapas mais importantes para que se obtenha sucesso na coleta das informacdes
desejadas.



OBSERVACOES
o

Servigo sujeito & cobranca: verificar valores antes de solicitar o pedido.

Fornece-se nota fiscal e boleto.

Realizagcdo dos ensaios mediante agendamento, preferencialmente com a

presenca de um responsdvel pelas amostras. Para armazenamento dos resultados
trazer um CD-R.

Preparagdo de amostras sob responsabilidade do responsdvel pelas amostras.
N&o inclui andlise de dados e interpretacdo dos resultados.

O porta amostra é de cobre, dessa forma, para andlises de EDS, pode aparecer

bandas de absorg¢do referentes ao cobre.

Amostras com baixo contraste (como por exemplo: blendas poliméricas,
amostras biologicas, celulose) é importante passar pelo processo de tingimento, sendo
responsabilidade do solicitante identificar a melhor técnica de tingimento para sua
amostra.

No momento ndo estd sendo realizado andlise de amostras magnética.
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Equipamento para
Medidas de Proprie-
dades Elétricas por
EFEITO HALL

Método de Van der Pauw

Ecopia

Modelo: HMS 5500
Temperatura: entre 80 e
773 K
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Este equipamento permite a caracterizagdo elétrica de materiais condutores e
semicondutores. Utilizando um misto da técnica de quatro pontas e de medidas de
efeito Hall, através do chamado método de van der Pauw, & possivel obter a resisténcia
de folhaq, resistividade, densidade de portadores, mobilidade, magnetoresisténcia, entre
outras propriedades elétricas.

O equipamento permite a andlise destas grandezas variando a temperatura da
amostra desde 80 K até 773 K. Para as medidas em baixa temperatura & necessdaria a
utilizagdo de nitrogénio liquido. Para as medidas em alta temperatura, dependendo da
amostra a ser analisada, é necessdria a utilizagdo de um gds inerte para evitar a
oxidagdo do material.

As amostras devem ter dimensdo mdaxima de 2 x 2 cm e espessura maxima de 5
mm. A teoria envolvida no uso da técnica pressupde que o material € homogéneo, logo
precaucdes sdo necessdrias para materiais com estrutura ndo homogénea, como
filmes multicamadas.

OBSERVAGOES

Servico sujeito a cobranga: verificar valores antes de solicitar o pedido.

Fornece-se nota fiscal e boleto.

Amostras podem ser enviadas para o laboratério pelos Correios.
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Espectrometro de
Ressondncia Magneética
Nuclear A4
RMN

Modelo: AVANCE Ill HD 400MHz
Fabricante: Bruker

Possui sonda de 5 mm BBO com canais

dedicados para 1H, 13C e multinuclear, de

deteccdo direta e com gradiente de campo
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A Ressondncia Magnética Nuclear (RMN) é um fenémeno que ocorre quando
pulsos de radiofrequéncia sdo aplicados a uma amostra imersa em um campo
magnético intenso de 9,4 Teslas. Certos nucleos atdmicos absorvem energia devido ds
suas propriedades magnéticas, enquanto outros ndo o fazem. Os sinais de RMN
detectados dependem do ambiente eletrbnico dos nucleos e do movimento das
moléculas, tornando a espectroscopia de RMN uma técnica altamente informativa
para analisar a estrutura da matéria.

A RMN é altamente versatil e encontra aplicagdes em diversos campos, incluindo
medicina (MRI - ressondncia magnética por imagem) e computagéo qudantica. Na
quimica, desempenha um papel crucial na elucidagdo estrutural e conformacional de
pequenas moléculas, proteinas e polimeros, na andlise de interagdes intermoleculares
e na andlise de misturas complexas, como fluidos bioldgicos (metabolémica), controle
de qualidade de produtos quimicos, farmacéuticos, produtos naturais e alimentos;
quantificagcdo de componentes de uma amostra; determina¢@o enantiomérica.

O Laboratério de Andlise Instrumental (LAI) da Universidade do Estado de Santa
Catarina abriga um espectrébmetro de RMN de 400 MHz. O instrumento é equipado com
uma sonda (BBO) adequada para andlises de moléculas em geral. Esse instrumento
permite a realizagdo de experimentos multidimensionais com diversos isbtopos, como
'H, BC, ®N, P e 7”’Se, »Te com controle preciso de temperatura, geralmente variando de
-30°C ab0-°C.

Tipo de amostra/material/medida que
pode ser analisada/realizada: Amostras
sélidas, liquidas e dleos, que possuam boa

solubilidade em solventes deuterados

OBSERVAGOES
o

Servico sujeito a cobranga: verificar valores antes de solicitar o pedido.

Fornece-se nota fiscal e boleto.

A entrega dos resultados é estimada entre 2 a 3 semanas apds o recebimento

das amostras* no laboratério. Esse prazo poderd sofrer variagcdo, a depender da
demanda. Os dados serdo enviados em um arquivo .fid e .pdf do espectro. Ndo inclui
andlise de dados e interpretacdo dos resultados.

Ao realizar o envio das amostras para o Laboratério de Andlise Instrumental (LAI)
pelos Correios, encaminhar aos cuidados (A/C) de:

Marindia Decol

Elvis Naoto Nishida Correia

Para a andlise de outros nucleos e outras condicdes de aquisicdo de dados,

contatar o responsdvel do equipamento. Prof. Dr. Rogério A. Gariani — e-mail:
rogerio.gariani@udesc.br

*Obs: Amostras liquidas devem ser bem acondicionadas, para evitar vazamentos
durante o transporte pelos Correios.



